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No presente trabalho sio apresentados a teoria e os resultados preliminares de um sensor Sptico
para espectroscopia fotoacistica. Este sensor se baseia na variagio da refletividade de uma interface ar-
vidro, que é provocada pela oscilagdo de temperatura e pressio causada pelo do sinal fotoacistico.

E feita uma anslise da sensibilidade, assim como das principais fontes de rufdo.
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A detecao de radiacdo foi sempre um importante problema e na sua solucido foram usadas
as mais diversas técnicas e principios de acordo com o intervalo espectral e sensibilidade
desejadas. Uma regiao de bastante interesse, na qual ndo existem detetores disponiveis no
mercado nacional, € o infravermelho proximo (0,8 a 1,8 ym).

Mostramos que é facil fazer um detetor, removendo a capa protetora de um transistor de
Germanio, de modo a expor a base deste i radiacdo incidente. Usando um transistor AD 162,
detectamos a radiagdo infravermelha de um ferro de solda a 300 °C. Também medimos com a aju
da de um espectrometro a emissdo de lampadas incandescentes, observando algumas linhas de aE
sorcdo do H,0 em 1.44 pm. Uma variacio desta classe de detetores foi usar um transistor ra-
pido de sillcio. Com ele obtivemos um detetor ultra-rapido, com tempo de subida de algunas
ns, e apropiado para medir a emissdo de um laser de corante.

Notamos que a sensibilidade do fotodiodo de silicio foi aproximadamente 50 vezes melhor
que de um transistor sem a capa protetora. Ainda assim existe uma quantidade de aplicacoes
onde esta é uma boa técnica de fazer detetores.
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Perez Soares Corréa (USP), Milkiya Muramatsu (USP), Gélio Mendes

Ferreira (USP), Marcos Tadeu d'Azeredo (IPEN). Este trabalho visa o desen

volvimento de um sistema de processamento de imagens apartir de um sinal

analdgico gerndo por um folodiodo que serd usado para analisar grios lumi
nosos (speckle) produzidos por um objeto iluminado por um feixe de Laser.
0 sistemn de processamento de imngens destina-se no armazenamento ¢ a ma-
nipulagao de dados, como um conjunto de pontos dispostos sob a forma de '
matriz. Utilizando um fotosensor, coleta-se & luz por meio de um semicon-
dutor onde ocorre a liberaqzo de carga eldtrica sendo esta proporcional &
intensidade da luz incidente, Com o uso de um conversor A/D o sinal € con
vertido em um sinal digital de 12 bits onde a aquisigdo § feita por um mi
crocomputador da linha Apple de 8 bits,
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